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摘要(译)

无论使用何种超声波探头，都能够在更加空间正确的位置构建三维图
像，并且不会降低操作生产率。超声波探头（13）包括超声波换能器主
体（1），旋转传动机构（3），旋转编码器（4），振动器主体摆动马达
（5），编码器校正ROM 9）内置。编码器校正ROM存储超声波换能器
本体的实际摆动扫描角度相对于通过预先计数来自旋转编码器的脉冲而
获得的每个计数值。三维图像处理装置（11）根据经由主控制装置
（10）读取的编码器校正ROM的内容校正来自编码器计数器（7）的编
码器计数值，同时在实际摆动扫描角方向上移动构造主截面扫描平面的
三维图像。
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